DIN EN ISO 15732:2005-09 (D)

Hochleistungskeramik - Prufverfahren zur Bestimmung der Bruchzéhigkeit

monolithischer Keramik bei Raumtemperatur an einseitig gekerbten Biegeproben

(SEPB-Verfahren) (ISO 15732:2003); Deutsche Fassung EN ISO 15732:2005
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